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(57) Abstract: The invention relates to a contacting module (1) by means of which the individual electrical and optical inputs and
outputs (Aqc) of optoelectronic chips (2) are connected to the device-specific electrical and optical inputs and outputs of a test apparatus.
Said contacting module is characterised by a comparatively high alignment insensitivity of the optical contacts between the chips (2) and
the contacting module (1), which is achieved e.g. by technical measures which have the effect that the optical inputs (Eyg) of the chip (2)
or at the contacting module (1) in every possible alignment position are swamped by the respective optical signal (S,) to be coupled in.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Kontaktierungsmodul (1), mittels dem die individuellen elektrischen und optischen
Ein- und Ausgénge (Aoc) von optoelektronischen Chips (2) mit den gerétespezifischen elektrischen und optischen Ein- und Ausgéngen
einer Testapparatur verbunden werden. Es zeichnet sich durch eine vergleichsweise hohe Justierinsensibilitét der optischen Kontakte
zwischen den Chips (2) und dem Kontaktierungsmodul (1) aus, die z. B. durch technische Mafinahmen erreicht wird, die dazu fiihren,
dass die optischen Eingénge (E k) des Chips (2) oder am Kontaktierungsmodul (1) in jeder méglichen Justierlage von dem jeweils
einzukoppelnden optischen Signal (S,) {iberstrahlt werden.
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